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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa metody
rezystancji wejSciowe] R; analogowych uktaddéw scalo-
nych w warunkach malego sygnatu. B

2. Uktady pomiarowe. Ukiad pomiarowy podany na
rys. 1 stosuje si¢ do pomiaru rezystancji wejSciowej R;
uktadéw scalonych o wejsciu niesymetrycznym, a uktad
podany na rys. 2 dla uktadéw scalonych o wejsciu sy-
metrycznym.
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Rys. 2
G — irédlo napigcia zmiennego, 4, — ttumik, P — przetacznik,
Z: — impedancja obciazenia, Z — Zro6dto napieé zasilajgcych mie-
rzony ukiad scalony, ¥ — miernik napigcia zmiennego, U — mierzo-
ny uklad scalony wraz z elementami pomocniczymi, R, — rezystor,
R; — rezystor regulowany

Metoda pomiaru jest stuszna, jezeli skladowa bierna
X; impedancji wej$ciowej Z; ukfadu scalonego spetnia
warunek

X? < Ry (1)

3. Wymagania dotyczgce ukladéw pomiarowych

a) pomiar nalezy wykonywaé¢ w warunkach malego
sygnatu,

b) ttumik A4, powinien spelnia¢ warunki:

— rezystancja charakterystyczna ttumika R4 powin-
na spetnia¢ nier6wnosc

R )
R4 < —{O‘“O— )

— przy pomiarach uktadéw scalonych o wejsciu sy-
metrycznym tlumik powinien mie¢ wyjScie symetryczne,

¢) rezystancja R; powinna by¢ rowna rezystancji cha-
rakterystycznej tlumika R, = Ry,

d) rezystor regulowany R, powinien mieC zakres re-
gulacji:

]

lein <R < leax 3)

Tolerancja rezystancji rezystora R, nie powinna by¢
wieksza niz 1%,

e) woltomierz ¥V powinien stanowi¢ obwdd rozwarty.

4. Wykonanie pomiaru

a) wlaczy¢ ukiad scalony do uktadu pomiarowego,

b) wlaczy¢ zrodlo napigé zasilajacych Z,

c) przetacznik P ustawi¢ w pozycji I (rezystor R;
zwarty) i regulujgc napiecie Zroédla G lub ttumienie ttu-
mika A, ustawi¢ wymagang warto$¢ napigcia wyjSciowe-
go Up lub napiecia wejSciowego Uy,

d) przetacznik P ustawi¢ w pozycji 2 (rezystor R roz-
warty), zmniejszy¢ thumienie 4, o 6 dB i regulujac war-
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to$¢ rezystancji R; ustawic takg jej warto$¢ Rz, przy kto-
rej uzyskuje si¢ identyczne jak poprzednio napigcie
wyjsciowe Up (lub wejSciowe Uj).

Wartos$¢ rezystancji R, jest rOwna mierzonej rezystan-
cji wejsciowej Ry

R; = R; (4)

5. Warunki pomiaru. Normy przedmiotowe powinny
okresla¢:

— czgstotliwo$§¢ pomiarowa f,

— impedancj¢ obcigzenia Zj,

— napigcie wyjsciowe Up lub wejsciowe Uy,

— pozostale  warunki pomiaru wg BN-83/
3375-26/00.
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